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Sd^r^^^^ hidden information which is _ 

defined by relief parameters such as the shape depi a spatial freouln ^ *?* ' ,3yer in which a 

optically perceptible effect in a surface area ettended^tSn a£s X andT^ aZ,mUth Mg,e 3,1(1 WWch ' S USed for fo ™n« - 
thereof are modified in the area surface (27) accordt TtcT™i v.H J« re,ief P^^rs defining the structure 

or several areas pattern areas (29, 30) and a backgTuni oZr T" TT^ ^ " BB (27 > is <™ ded ^ one 

are modified in the pattern areas (29, 30) according to the^mf L ™lr T reIle f Parameters defining the structure thereof 
also re.ates to a verification element provided S verifiSZ f^T";^ 6 baCkgr ° Und ™» (28 >" Said ™tio„ 

penod correspond to the parameter variation function S ^ by * periodic ^^^ion function whose 
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auf, in der in einem von einer X- und ei „« y^hst auSSSnte nptische Sicherheitselement weist eine Substratschicht 
efform, Relieftiefe, Spatialfhajuenz und AzimuTinker dES^S^^T* T ^ ^P*™™** insbesondere Reli- 
abgeformt ist. Bin oder mehrere der die ReSSstwk^ ™ Er ™S""S eines optisch erkennbaren Effektes 

Parameter-Variations- Funktion variiert S ^SSSSSSSSSSSrr"'^ t*" n3chenbereich <*> f"*- einer 
tergrundbereich (28) geteilt. Bin oder mehrere YtTl T??* ^ B ^ m Mustobereiche (29, 30) und einen Hin- 
Musterbereichen (29, 30) gemass eSn^^SbS^^S^ defin^nden Reliefparameter sind in den ein oder mehreren 
benen Parameter-Variations-Funktion ,S £ EltKSSS* "T" *" » inter ^"^ches (28) phasenverscho- 



